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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -
GLOSSAIRE -

Partie 1: Résonateurs piézoélectriques et diélectriques
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Les| Publications de la CEIl se présentent saus la\forpe d ggréées
con i sefinables sont entrepris afin qug la CEI
s'as .. |a CEIl ne peut pas étre tenue responspble de
I'éve un quelconque utilisateur final.

Dar ité jn i c § Comités’nationaux de la CEI s'engagent, dans {oute la
me ublications de la CEIl dans leurs publications
nat s Publications de la CEIl et toutes publications
nat ndiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La age valant indication d’approbation et n'engage pas sa
res i

ToJ en possession de la derniére édition de cette publication.

Aud a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
ma papticuliers et les membres de ses comités d'études et des Qomités
nat ejudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de toyt autre
don ¢ € soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Igs frais
de 3 S g ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CE| ou de
tou

L'a i \re g références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
réfé 5 S obllga Qire pour une application correcte de la présente publication.

L’aftentiontest attirée_gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet ,de )droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

res

bonsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tache principale des comités d’études de la CEl est I'élaboration des Normes
internationales. Exceptionnellement, un comité d’études peut proposer la publication d’une
spécification technique

lorsqu’en dépit de maints efforts, I'accord requis ne peut étre réalisé en faveur
publication d’'une Norme internationale, ou

de la

lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou quand,

pour une raison quelconque,

internationale peut étre envisagée pour 'avenir, mais pas dans I'immédiat.

la possibilité d’'un accord pour la publication d’'une Norme

La CEIl 61994-1 qui est une spécification technique, a été établie par le comité d'études 49
de la CEI: Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix
fréquence.

de la
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION -
GLOSSARY -

Part 1: Piezoelectric and dielectric resonators
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exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical
specification when

the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard,
despite repeated efforts, or

the subject is still under technical development or where, for any other reason, there is the
future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard.

IEC 61994-1, which is a technical specification, has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.
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Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

49/569/DTS 49/595/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette spécification technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEl 61994 comprend les parties suivantes présentées sous le titre gé

piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréq

Partig] 1: Résonateurs piézoélectriques et diélectriques;
Partig| 2: Filtres piézoélectriques et diélectriques;

Partiel 3:  Oscillateurs piézoélectriques et diélectriques1;
Partie|4-1: Matériaux piézoélectriques et diélectriques — CstalNde
Partie|4-2: Matériaux piézoélectriques et diélectrique &z0

Le comité a décidé que le contenu de cette publi
date, |a publication sera

* transformée en Norme internationale;
¢ refonduite;
e sypprimée;

¢ remplacée par une gditien ré 5

9,

N

e arhendée.

néral Disp
Glossain

quactz synthétique;

dtectriques 1.

e se@pa modifié avant 2006. A

ositifs
e

cette

1 Arétude.
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The text of this technical specification is based on the following documents:

Enquiry request Report on voting

49/569/DTS 49/595/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical standard can be found in the

report on voting indicated above.

This publication has been drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 6[1994 consists of the following parts under the general title Piezoel ic and die

deviceés for frequency control and selection — Glossary:

Part 1| Piezoelectric and dielectric resonators;

Part 2 Piezoelectric and dielectric filters;

Part 3 Piezoelectric and dielectric oscillators;
Part 4
Part 4
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The Gommittee has decided that the contents of -this publicati illvémain unchange

2006.|At this date, the publication will be

* transformed into an International Sta
¢ refconfirmed;
e withdrawn;

e replaced by a revised edition

e armended. %

ectric

i until

1 Under consideration.
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DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -
GLOSSAIRE -

Partie 1: Résonateurs piézoélectriques et diélectriques

omaine d'application

La prgsente partie de la CEl 61994 spécifie les termes et définitions, pour le ateurs
piézoglectriques et diélectriques présentant I'état actuel de la tec a étre
utilisés dans les normes et documents du comité d’études 49 de la

2 Regéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispepsakle ésent
document. Pour les références datées, seule I'édition/citée s'app s non
datées, ntuels
amenglements).

CEl 60050(561):1991, Vocabulaire 561:
Dispokgitifs piézoélectriques pour la stabili

Amendement 1 (1995)

CEIl 6P122-1:2002, Résorfqte cation
générjque

CEI 6Pp642:1979,Ré g nde et
le chpix de la que fre II:
Conditions de mesuré

CEI 6[1019-1- eursaondes acoustiques de surface (OAS) — Partie 1: Informa-
tions généra erales
et valeur,

CEIl §1338-1NJ318 onateurs diélectriques a modes guidés — Partie 1: Informjtions
générples et\conditions d’essai — Section 1: Informations générales

3 Tk t définiti

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61994, les termes et définitions suivants
s’appliquent.

3.1

tolérance de calage
écart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d’'un résonateur piézoélectrique
et sa fréquence nominale a la température de référence dans des conditions spécifiées

[VEI 561-02-16, modifiée]
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2 Normative references

The fgllowing referenced documents are indispensable for
references, only the edition cited applies. For undated e latest edifion of

dated
the re

994-1 0O IEC:2003 -7 -
PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION -
GLOSSARY -

Part 1: Piezoelectric and dielectric resonators

cope

pbart of IEC 61994 specifies the terms and definitions for piezoel
htors representing the present state-of-the-art, which are intend
brds and documents of IEC technical committee 49.

IEC 60050(561):1991, International Electrotech

electric devices for frequency control

Amen
IEC 6

IEC 6

condi

IEC 6
stand

IEC 6
test ¢

3 T
For th

3.1
adjus

dment 1 (1995)

le purposes of this part of IEC 61994, the following definitions apply.

ic and dielectric
use“in the

t. For

Pjiezo-

bl and
 test

ation,

n and

tment tolerance

the maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from
the nominal frequency at the reference temperature under specified conditions

[IEV 561-02-16, modified]
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3.2
tolérance de vieillissement

TS 61994-1 O CEI:2003

écart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d’'un résonateur piézoélectrique
par rapport a sa fréquence initiale qui est observée en fonction du temps dans des conditions

spécifiées
[VEI 561-02-17, modifiée]

3.3
vieillissement — variation a long terme des paramétres

relation qui existe entre des parameétres quelconques (par exemple, fréquence de résonance)

et le tfmps

[CEI §1019-1-1]

3.4
apodisation (suppression parasite pour les résonateurs a OA
ponddration produite par modification du recouvrement des do
interd|gité pour supprimer les modes parasites

[VEI §61-06-18, modifiée]

3.5
fréquence d’antirésonance

Ja

fréquénce la plus haute des deux fréque
des copnditions spécifiées, auxquelles ¢

[VEI §61-02-10]

3.6

barre|de raccor e
conducteur com <
conngcter le réson

[VEI §61-06-15,

3.7
rappdrtde capach
r
rappoft entre faxgapacité paralléle C, et la capacité dynamique C;

[CEI §1019-1-1]

nateur piézoélectrique vibrant seu
guivalent a une résistance pure

0igts d’'un transducteur entre eux et des

Licteur

dans

iné a

3.8
fréquence centrale pour un résonateur a OAS a deux portes

fe

moyenne arithmétique des deux fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif par rapport

a l'affaiblissement d’insertion minimal atteint une valeur spécifiée

[CEI 61019-1-1]
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3.2
ageing tolerance

the maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from
its initial frequency which is observed with the passage of time under specified conditions

[IEV 561-02-17, modified]

3.3
ageing — long term parameter variation

the relationship which exists between any parameter (for example resonance frequency) and

time

[IEC §1019-1-1]

3.4
apodisation (spurious suppression for SAW resonators)

weighting produced by the change in finger overlap over the le

transyerse spurious modes

[IEV §461-06-18, modified]

3.5
anti-resonance frequency

Jfa

the higher of two frequencies of a p

[IEV §61-02-10]

3.6
bus blar

commpon electrodg\ of
conndcts the re
[IEV §861-06-15, mod

3.7
capagitance\ratio

7
the ratio of.the pgralle

[IEC §1019:1-H]

3.8

s’resistive

apacitance C, to the motional capacitance C;,

o) 5s the

brating alone, under specified

connects individual fingers together and also

centre frequency of a two-port SAW resonator

fe

the arithmetic mean of two frequencies at which the attenuation relative to the minimum

insertion attenuation reaches a specified value

[IEC 61019-1-1]
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3.9

capacité effective sous contrainte (d’un résonateur piézoélectrique en céramique)
capacité d’'un résonateur piézoélectrique en céramique, mesurée a une fréquence trés

supérieure a toute résonance importante

[VEI 561-02-35]

NOTE La valeur de cette capacité est souvent déterminée indirectement, car une mesure directe est perturbée par

la présence de facteurs tels que les inductances des fils.

3.10
résonateur diélectrique coaxial

résonpteur diélectrique caractérisé par un mode TEM, dontTa distribution d
selon un guide coaxial a structure de longueur finie

[CEI §1338-1-1]

3.1
résonateur diélectrique coplanaire

hamp esi établie

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du hawp. e ode YEM. Sa strlicture

est ur] guide de ligne coplanaire de longueur finie

[CEl §1338-1-1]

3.12

coefficient du couplage de matériel de I’

est d¢fini comme une racine carrée du“noduleNd 5 de variation relative de la vitesse.
La variation relative de vitesse est produite en uitant le potentiel de surface a|partir

de I’é{at a circuit ouvert.

[CEI §1019-1-1, modifiée

3.13
cristgl (lame)
matiefre piézoélec

donndes par rapport aphiques du cristal

[CEl §0122-1,

3.14
lame yibrg :
élémgnt de~quartz Wo qui vibre lorsqu’'un champ électrique alternatif
électrpdes

[CEl §0122-1]

orme géomeétrique, des dimensions et une orientation

existe entfe les

3.15
résonateur a quartz
lame vibrante montée dans une enveloppe fermée

[CEl 60122-1]

3.16
tension de claquage en courant continu
la plus basse tension en courant continu causant la destruction du résonateur

[CEI 61019-1-1]
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3.9
clamped capacitance (of a piezoelectric ceramic resonator)

the capacitance of a piezoelectric ceramic resonator measured at a frequency well above any

pronounced resonance

[IEV 561-02-35]

NOTE In practice, the value of the capacitance is often indirectly determined, because a direct measurement is

affected by the presence of factors such as lead inductance.

3.10
coaxial dielectric resonator

dielecfiric resonator characterised by a TEM mode Tfield distribution with a_coaxial way§

structpire of finite length

[IEC 41338-1-1]

3.1
coplanar resonator

dielectric resonator characterised by a TEM mode field distyi
line wpveguide of finite length

[IEC §1338-1-1]

3.12
coupling coefficient of SAW materia
SAW Electromechanical coupling coefficis

of relative velocity change. Relative vglocity chang
surfade potential from the open-circuit

[IEC §1019-1-1, modified

3.13

cryst Ielemenl@
piezo}lectric mat |
crystallographic axe

[IEC 0122-1]

3.14

mounied cr alen at vibrates when an alternating electric field is applied betwes

electrpdes

[IEC 403221, modified]

netric shape, size and orientation with respect

ure Is a cop

guide

lanar-

dulus
g the

to the

en the

3.15
crystal unit
a crystal resonator mounted in an enclosure

[IEC 60122-1]

3.16
d.c. breakdown voltage
the lowest d.c. voltage which causes the destruction of the resonator

[IEC 61019-1-1]
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3.17
matériau diélectrique
matériau qui posséde principalement des caractéristiques diélectriques

[CEI 61338-1-1]

3.18
résonateur diélectrique

résonateur utilisant des diélectriques a forte constante diélectrique et dont la structure est

constituée d’un diélectrique de longueur finie

[CE| §1358=1=11

3.19
support diélectrique
élémgnt qui supporte le résonateur diélectrique. Il est générale

résonpteurs en mode TE(,5 et possede une faible constante di€Jé

[CEl §1338-1-1]

3.20
influgnce du niveau d’excitation
DLD

déviafion permissible de la fréquence
changements des conditions du ni
résonfgteur a cristal.

nive
esistance de résonan

[CEl §0122-1]

3.21

plaqgu¢ ou film éJectr
permettant d’app er

[CEI 6

factedir de cQ age éfectre sanique des résonateurs
combinais élastiques, diélectriques et piézoélectriques qui ap
naturgllémeni Qe ssion de I'impédance du résonateur. Un facteur différent es

c les

u d’excitation. L’eff¢t des

te du

ristal,

parait
lié a
relatif

entre [les fréq ces\d’'un résonateur et permet une mesure pratique de la transduction

piézog¢lectrique.

On pegut dussi considérer le facteur de couplage comme la racine carrée du rapport er

tre le

travail électrique ou mécanique qui peut étre accompli et I'’énergie totale qui peut étre stockée

a partir d’'une source de puissance mécanique ou électrique, pour un ensemble particul
conditions aux limites.

[CEl 60642]

3.23
enveloppe

ier de

enveloppe de dimensions et de matériau spécifiques, protégeant le ou les résonateurs et

fournissant les moyens de connexion électrique au circuit

[VEI 561-01-12, modifiée, CEl 60122-1, modifiée, CElI 60642, modifiée]
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3.17
dielectric material
material which predominantly exhibits dielectric properties

[IEC 61338-1-1]

3.18
dielectric resonator

resonator using dielectrics with a high dielectric constant and the structure of which is a

dielectric waveguide of finite length

[IEC §1358=1=11

3.19
dielegtric support

elemgnt supporting a dielectric resonator. The support is gener
resongtors and has a low dielectric constant.

[IEC §1338-1-1]

3.20
drive|level dependency
DLD
the p¢rmissible deviation of resonancgé
effect|of changes in drive level condition

[IEC §0122-1, modified]

3.21
electjode (of piezoelectri
an elgctrically conduc

cerantic element by me Mg or driving field is applied to the element
[IEC §0122-1, m@a

3.22

electjomecha

a certpin corfbinatiQn o\ela dielectric and piezoelectric constants which appears na
in the|expfess ance’of a resonator. A different factor arises in each particular
of mode The Xactor is closely related to the relative frequency spacing an
convenient

Alternatively;—the spling factor may be interpreted as the square root of the ratio
electrical, or mechanical work which can be accomplished to the total energy stored f
mechanical or electrical power source for a particular set of boundary conditions.

mode

tiop/of the level of drivg. The
gsanance registance of the crystal unit.

film in contact with a face of a crygtal or

furally
family
dis a

bf the
rom a

[IEC 60642]

3.23

enclosure

an enclosure of specific outline dimensions and material with a defined method of s
protecting the resonator and providing means of electrical connections to the circuit

[IEV 561-01-12, modified, IEC 60122-1, modified, IEC 60642, modified]

ealing


https://iecnorm.com/api/?name=1be1499a9b9e23943a31147121cab6e9

- 14 - TS 61994-1 O CEI:2003

3.24

circuit équivalent

circuit électrique présentant la méme impédance qu’un résonateur piézoélectrique au voisinage
immédiat d’'une résonance

NOTE Il comprend des éléments en série Ly, Cy, Ry en paralléle avec Cy dans lequel Ly, C; et Ry représentent

respectivement I'inductance, la capacité et la résistance dynamiques et Cy la capacité paralléle.

[VEI 561-02-07]

3.25
factegrdequatité externe
Oe

facteyr de qualité di a la perte d’énergie dans le circuit externe, en exgfua ie digsipée
par le|résonateur

[CEl §1338-1-1]

3.26
facteuir de mérite
M

valeuf donnée par Q/r, indiquant I'activité du résong

[CEI §0122-1, CEl 61019-1-1]

3.27
décal

ou

f; es

Cq es
Cy eg
C_ eqg
[CEI 6

3.28

plage
indication du changement disponible de fréquence de résonance pour un changement
particulier de la capacité de charge, divisé par la fréquence de résonance du résonateur seul

[CEI 60122-1, modifiée]

3.29
capacité libre (d’un résonateur en céramique)
capacité d’'un résonateur mesurée a une fréquence trés inférieure a la plus basse résonance

[VEI 561-02-34, modifiée]

NOTE Les capacités parasites entre les bornes d’un résonateur sont incorporées dans la capacité libre.
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3.24

equivalent circuit

the electrical circuit which has the same impedance as a piezoelectric resonator in the
immediate neighbourhood of resonance

NOTE It consists of series elements Ly, Cy, R¢ in parallel with Cy, where L;, Cy, R represent the motional

inductance, capacitance and resistance respectively and Cy the shunt capacitance.

[IEV 561-02-07, modified]

3.25
extermratquatity factor
Oe

quality factor due to the energy loss in the external circuit, excluding
the resonator

ted in

[IEC §1338-1-1, modified]

3.26
figurg of merit
M

the vdlue given by Q/r, which indicates the activity d

[IEC §0122-1, IEC 61019-1-1]

3.27
fracti

where
f, is
fis
Cyis
Cy is
C is
[IEC 6

3.28
fractional pulling range

a statement of the available change in resonance frequency over a particular change of load
capacitance, divided by the resonance frequency of the device alone

[IEC 60122-1, modified]

3.29

free capacitance (of a ceramic resonator)

the capacitance of a ceramic resonator measured at a frequency well below the lowest
resonance frequency

[IEV 561-02-34, modified]

NOTE Stray capacitance between resonator terminals is included in free capacitance.
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3.30

fréquence de I'admittance maximale (impédance minimale)

Sm

fréquence a laquelle le résonateur présente I'admittance maximale au voisinage le plus proche
de la fréquence de résonance

[CEI 61019-1-1, CEI 60122-1, modifiée]

3.31

fréquence d’admittance minimale (impédance maximale)
/n
fréquence a laquelle le résonateur présente I'admittance minimale au voisj
de la fréquence de résonance

ge_le plus-groche

[CEI §0122-1, modifiée]

3.32
gamnje de décalage de fréquence relative
indication d’un changement disponible de la fréquence “d
partictliéres de la capacité de charge

Ms les conditions

[CEI 40122-1, modifiée]

3.33
tolérgnce de fréquence
écart [maximal admissible entre la frégu
produ

[CEI §0122-1, modifiée,

3.34

gamme de fréquehce

gammle dans Ia pett étre prescrite comme la fréquence nominalg d’un
résongateur (dispositi

[CEI

3.35
réson
réson
fréque

basse

[CEI §0122-it, modifiée]

3.36
mode fondamental
mode le plus bas dans une famille donnée de vibration

[CEI 60642]

3.37

résonateur demi-onde

résonateur caractérisé par tout mode guidé dont la distribution du champ va selon une onde
stationnaire de la moitié de la longueur d’'onde du mode TEM

[CEl 61338-1-1]
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3.30
frequency of maximum admittance (minimum impedance)

Sm
the frequency at which the resonator exhibits a maximum admittance in the immediate
neighbourhood of resonance

[IEC 61019-1-1, IEC 60122-1, modified]

3.31

frequency of minimum admittance (maximum impedance)

/n

the frlequency at which the resonator exhibits a minimum admittanc the immediate

neighbourhood of resonance

[IEC §0122-1, modified]

3.32
frequency pulling range
a statement of the available change in resonance frequerfs
capaditance

change of load

[IEC §0122-1, modified]

3.33
frequency tolerance
the mjaximum permissible deviation of a
value |[due to a specific cause, or a compina

aracteristic frequency from the spegcified

[IEC §0122-1, modified, Ik
3.34
frequency range

range|where an @ ef

[IEC 40642]

3.35
fundjlme tal 2
a crystakressgatoRdesigned to operate at the lowest order of a given mode

[IEC §0122-1

3.36
fundamental mode
the lowest mode in a given family of vibration

[IEC 60642]

3.37

half wavelength resonator

a resonator characterised by any guided mode field distribution with standing wave of a half
wavelength of TEM mode

[IEC 61338-1-1]
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3.38

résonateur diélectrique en mode hybride

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode hybride. Le mode
hybride est le mode qui posséde des composantes axiales des deux champs électrique et
magnétique.

[CEI 61338-1-1]

3.39
capacité d’entrée (résonateur a OAS a deux portes)

C .
entrée
capadite quil shunte la porte d'entree du Circuit equivalent du resonateur

[CEI §1019-1-1]

3.40
affaiblissement d’insertion (résonateur @ OAS a deux portes
rappoft logarithmique de la puissance transmise a l'impéda exgsharxge t et [aprés

I'insention du résonateur

[CEI §1019-1-1]

3.41
transducteur interdigité
TID
transqucteur a onde acoustique de surfa
forme| de peigne déposée sur les facgs d’'un
électrjque en énergie acoustique ou régipro

une structure conductrice en
piézoélectrique transformant I'épergie

[VEI §61-06-09, modifiée]

3.42

niveapu d’excita

mesure des condition ar la
puissance dissipée{Da S € par

le codrant dans lg’résonate

NOTE | Dans les RECIgUX; i r ou la
tensionf aux bornes du 3

[CEl 41049-

capagité de-charge
G

A vt a Mo accaoeldao o rAdconataie At ~ g At~ et o felA iAo A ariaco
capacHe-exterre-effective-asseci¢e—aurésonateuretgqui-déterminetafréguence—de—Frésonance

ala charge f

[CEI 60122-1, modifiée]

3.44

résistance de résonance avec capacité de charge

Ry

résistance équivalente d’'un résonateur piézoélectrique en série avec une capacité de charge,
définie a la fréquence de résonance avec capacité de charge f|

[VEI 561-02-30]
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3.38

hybrid mode dielectric resonator

dielectric resonator characterised by a hybrid mode field distribution. Hybrid mode is the mode
which has axial components both of the electric and magnetic fields.

[IEC 61338-1-1]

3.39
input capacitance (2-port SAW resonator)

C

the ca oaciHancaewhich chiintc tha tnna
Pt e W G oo et ot 13

input

[IEC §1019-1-1]

3.40
inserfion attenuation (2-port SAW resonator)

the logarithmic ratio of the power delivered to the load impeda
the resonator

ion of

[IEC §1019-1-1]

3.41
interdigital transducer
IDT
SAW |transducer made of a comb-like
substirate transforming electrical energy

exstrus deposited on a piezoelectric
ergy or vice versa

[IEV §461-06-09, modified]

3.42
level pf drive

a measure of t e
powel dissipate

NOTE | In special cases
[IEC §1019-1-1]

sed upon the resonator expressed in terms of

specified in terms of resonator current or voltage.

3.43
load ¢apa

CL
the effective\exte
resongance frequency fL

apacitance associated with the resonator, which determines the load

[IEC 60122-T, modified]

3.44
load resonance resistance

R
the equivalent resistance of a piezoelectric resonator in series with a stated load capacitance
at the load resonance frequency f

[IEV 561-02-30, modified]
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3.45
fréquence de résonance avec capacité de charge

A

une des deux fréquences d’un résonateur piézoélectrique associé, dans des conditions
spécifiées, a une capacité de charge en série ou en paralléle, a laquelle la combinaison est
équivalente a une résistance pure

[VEI 561-02-12, CEI 60122-1, modifiée]

NOTE La fréquence qui est la plus basse des deux fréquences lorsque la capacité de charge est en série et est la
plus élevée lorsqu’elle est en paralléle.

2i:ge de décalage de la fréquence de résonance a la charge
O OfL = fr

ou

f; est la fréquence de résonance;

fL est la fréquence de résonance avec capacité de cha

[CEI §0122-1, modifiée]

3.47

facteur de qualité en charge

o

factedr de qualité réel pour le circuit e an es les pertes d’énergie du résonateur
et du fircuit externe

[CEI §1338-1-1, modifiée]

3.48
charde massiq
perturpbation dans™Ma

surfade du substra

S provoquée par la masse du revétement |de la

[CEI §1019-1-

3.49

résea 3
discontinuite™périodique ré€alisée par des bandes métalliques électriquement a circuit ouviert ou
court-gircuitées/produisant des perturbations électriques et de la charge massique

[CEl §10191-1]

3.50

résonateur en ligne a microruban

résonateur diélectrique caractérisé par la distribution de champ en mode TEM. Sa structure est
un guide de ligne & microruban de longueur finie.

[CEI 61338-1-1]

3.51

mode de vibration

configuration du mouvement dans un corps vibrant, résultant de contraintes appliquées a ce
corps, de la fréquence de l'oscillation et des conditions aux limites
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3.45
load resonance frequency
N

one of the two frequencies of a piezoelectric resonator in association with a series or parallel
load capacitance, under specified conditions, at which the electrical impedance of the
combination is resistive

[IEV 561-02-12, IEC 60122-1, modified]

NOTE This frequency is the lower of the two frequencies when the load capacitance is in series and the higher
when it is in parallel.

3.46
load fesonance frequency offset

M OfL -1
where
fr is the resonance frequency;

/L is the load resonance frequency.

[IEC §0122-1, modified]

3.47

loaded quality factor

o

actual quality factor for an entire circui a exgy losses both in the resonator and in

the external circuit

[IEC §1338-1-1, modified

3.48
mass|loading 7@
a perfurbation inthe

surfade

saused by the mass of an overlay on the substrate

[IEC §1019-1-

3.49
metal| stri :
a per|odic inyyj éalised by electrically short- or open-circuit metal strips providing
electr|cal and'm ded perturbations

[IEC §1019-1-1]

3.50

microstripline resonator

dielectric resonator characterised by a TEM mode field distribution. The structure is a
microstripline waveguide of finite length.

[IEC 61338-1-1]

3.51

mode of vibration

the pattern of motion in a vibrating body resulting from stresses applied to the body, the
frequency of oscillation and the existing boundary conditions
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NOTE Les modes de vibration les plus généralement utilisés sont:
1) pour les résonateurs en cristal

— les modes de flexion

— les modes de torsion

— les modes d’extension

— les modes de cisaillement plan

— les modes de cisaillement d’épaisseur
2) pour les résonateurs en céramique

— les modes radiaux

— les modes de cisaillement d’épaisseur.

[VEI §61-02-01, modifiée]

3.52
capagité dynamique
Gy
la capacité de la branche série du circuit équivalent

[VEI §61-02-31]

3.53

indugtance dynamique

Ly

inductance de la branche série du circu iva
[VEI §61-02-32]

3.54

résisfance dynamique

Ry

résistance de la @c

[VEI §61-02-26]

it €9

3.55
fréquence dé

fs

fréquen

Elle ept définie par la formule

1
P ——
21T/ L4Cy

ou L, et C, représentent respectivement I'inductance et la capacité dynamique.

[VEI 561-02-09, modifiée, CElI 61019-1-1, modifiée]

3.56
systéme de monture
moyens par lesquels un résonateur piézoélectrique est tenu dans son boitier

[VEI 561-01-11]
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NOTE The most commonly used modes of vibration are:
1) for crystal resonators

— flexural

— twist

— extensional

— face shear

— thickness shear
2) for ceramic resonators

— radial (expander)

— thickness shear.

[IEV §61-02-01, modified]

3.52
motignal capacitance
Gy
the cdpacitance of the motional or series arm of the equivalent c

[IEV §61-02-31]

3.53
motignal inductance

L1
the influctance of the motional or series™a

[IEV §61-02-32]

3.54
motignal resistance
Ry
the refistance o m o} ar Se arm he equivalent circuit

[IEV §61-02-26]

3.55
motignal (se

fs

the reponance requency of the motional or series arm of the equivalent circuit of the reso

It is defined by

; 1

T 2 LiCy
where L, and Cy represent the motional inductance and capacitance respectively.

[IEV 561-02-09, modified, IEC 61019-1-1, modified]

3.56
mounting system
the means by which the resonator is supported in its enclosure

[IEV 561-01-11]

nator.


https://iecnorm.com/api/?name=1be1499a9b9e23943a31147121cab6e9

—24 - TS 61994-1 O CEI:2003

3.57
résonateur diélectrique multimodes

résonateur diélectrique caractérisé par l'existence de plusieurs modes de

résonance

orthogonaux, dont les fréquences de résonance coincident, tels qu'aucun d’entre aux n’est
obtenu par la superposition d’autres. Toute perturbation des champs électromagnétiques
détruit I'indépendance de certains de ces modes et entraine le couplage d'énergie entre eux.

Ceci permet la réalisation de filtres a volume réduit.

[CEI 61338-1-1, modifiée]

3.58

fréqufnce nominale

fnom

fréquence assignée par la spécification du résonateur

[CEI §0642, modifiée, CEl 60122-1, modifiée]

3.59
résonateur a OAS a une porte
résongteur a OAS ayant une paire de sorties

[CEI §1019-1-1]

3.60
gamnje de températures de service

gammnle de températures mesurées sun\l'enve et auxdquelles le résonateur a
ances spécifiées et ne subit p

fonctipnne, sans nécessairement étre
dégrafation permanente

[CEI §0122-1, modifiée]

3.61

déphasage de f@io
déphdsage entreMes
résonateurs a OAS\ B
180°

[CEI §1019-

3.62
gamme de tempée re
gammle de tempé
doit éfre dans les to

de fonctionnement

rances spécifiées

[CEI 640122-1, maodifiée, VEI 561-02-21, madifiée]

gt celles de sortie a la fréquence centralg.
pour donner un déphasage nominal de zéro

@s mesurées sur I'enveloppe dans laquelle le résonateur piézoéleg

cristal
as de

Les
ou de

trique

3.63
capacité de sortie (résonateur a OAS a deux portes)

Csortie
capacité qui shunte la porte de sortie du circuit équivalent du résonateur

[CEI 61019-1-1]

3.64
tolérance totale de fréquence

écart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement du résonateur et sa fréquence

nominale produit par une raison déterminée ou par une combinaison de raisons

[VEI 561-02-15, modifiée, CEl 61019-1-1, modifiée]
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3.57

multimode dielectric resonator

dielectric resonator characterised by the existence of several orthogonal resonance modes, the
resonance frequencies of which coincide in such a way that any particular one cannot be
obtained by the superposition of others. Any electromagnetic field perturbation affects
independence of certain of these modes and causes energy coupling between them. This
allows realisation of reduced volume filters.

[IEC 61338-1-1, modified]

3.58
nomifal frequency

fnom

the frequency assigned by the specification of the resonator

[IEC 40642, modified, IEC 60122-1, modified]

3.59
one-port SAW resonator
a SAW resonator having a pair of terminals

[IEC §1019-1-1]

3.60

operable temperature range

q sver which the resonator will not
sping within the specified tolerances

the rgnge of temperatures as measured>on
sustain permanent damage though not fiecessari

[IEC §0122-1, modified]

3.61
operiting phase shif
the phase shift ~®»—
can bg designed tof

[IEC §1019-1-1]

rininals at the centre frequency. SAW resopators
80° phase shift.

3.62

operiti < 3
the range S as measured on the enclosure over which the piezoejectric
resongtor sha i

[IEC 40122-1, modified, IEV 561-02-21, modified]

3.63
output capacitance (2-port SAW resonator)

Coutput
the capacitance which shunts the output port of the resonator equivalent circuit

[IEC 61019-1-1, modified]

3.64

overall tolerance

the maximum permissible deviation of the working frequency of the resonator from the nominal
frequency due to a specific cause or a combination of causes

[IEV 561-02-15, modified, IEC 61019-1-1, modified]
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3.65

résonateur a cristal sur un le mode partiel

résonateur a cristal dans lequel le résonateur est congu pour fonctionner sur un ordre plus haut
que le fondamental du mode de vibration donné

[CEI 60122-1, modifiée]

3.66
mode partiel
mode plus élevé qu’'un mode fondamental dans une famille donnée de vibration

[CEI 66642}

3.67
ordre|d’un partiel

rang des partiels successifs d’'un mode de vibration donné, da
croissfantes en commengant par un pour le fondamental

NOTE | Pour le mode de cisaillement et le mode d’extension, I'ordre hi ) de la
fréquerjce du partiel par la fréquence du fondamental, arrondi a I'entier fe_plus™oisi

[VEI §61-02-04, modifiée]

3.68
capagité paralléle
Co
capadité de la branche paralléle du circuifxé

[VEI §61-02-33]

3.69
fréquence de résonarnc

o
fréqugnce pour | I

NOTE | Lorsque le fa
donnégq par I'expressiQ

le

hce est

estdascapa paralléle;

Ly et ¢4 <sont l'inductance ou la capacité dynamiques respectivement.

[VEI 561-02-11]

3.70

capacité effective sous contrainte partielle

capacité du résonateur piézoélectrique en céramique mesurée a une fréquence supérieure a la
fréquence de résonance principale de la famille concernée de vibration. Cette valeur est
habituellement directement déterminée.

[VEI 561-02-36]
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3.65
overtone crystal unit

a crystal resonator designed to operate at a higher order than the lowest of the given mode

[IEC 60122-1]

3.66
overtone mode
a mode higher than the fundamental one in a given family of vibration

[IEC 60642]

3.67
overtpne order
the infegral numbers given to the successive overtones of a given mod
incregsing frequency commencing with the fundamental as unity

NOTE | For shear and extension modes, the overtone order is the quotient o0

fundamlental frequency rounded to the nearest whole number.

[IEV §61-02-04]

3.68
shun{ capacitance
Co

the cdpacitance in parallel with the mot circuit

[IEV §461-02-33, modified]

3.69

parallel resonance fre
o

the frequency w)@
NOTE | When the electr
expressgion:

where

Cp repfresents the gapacitance and

Ly and| C; the'motional

[IEV §61502-11]

ductance and capacitance respectively.

der of

by the

by the

3.70
partially clamped capacitance

the capacitance of a resonator measured at a frequency well above the main resonance
frequency of the given family of vibration. The value of the capacitance is usually directly

determined.

[IEV 561-02-36]
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3.7
élément en céramique piézoélectrique

élément de matériau en céramique piézoélectrique fait selon une forme géométrique, des

dimensions et une orientation données, par rapport a I'axe de polarization

[VEI 561-01-03]

3.72
résonateur en céramique piézoélectrique

élément en céramique comportant des électrodes et capable de vibrer dans un mode

spécifique. Des fils de sortie peuvent étre reliés aux électrodes.

[CEI §0642]

3.73
résonateur piézoélectrique
ensemble constitué d’'un résonateur en cristal ou en céramique pi&zoé
le contient

[VEI §61-01-09, modifiee]

3.74
mode| de vibration piézoélectrique rigidifié

mode| de vibration, en cas de mode/idé i
directlon du mouvement de I'onde élast
condifions électriques aux limites

[VEI §61-02-06, modifiee]

3.75
mode| de vibration pié2qélestrique™

itier qui

ala
ar les

mode|de vibration_da : en \casnde wode idéal non rigidifié, le champ électriqlie est

perpepdiculaire
configuration du

[VEI §61-02-05]

3.76
sensipilité
S
expregsion du.ch

de la gapacité.de~charge nécessaire pour produire ce changement

[CEI 4042241, modifiée]

as la

ement

3.77
facteur de qualité d’un circuit de résonance série (d’un résonateur)
représentation d’'une figure de mérite habituellement utilisée et qui est définie par

2T[fr_1

L
R
ol

fr  estlafréquence de résonance série;

L, estlinductance dynamique;

R, estlarésistance dynamique.
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3.7
piezoelectric ceramic element

an element of piezoelectric ceramic material made to a given geometric shape, size and

orientation with respect to the polarizing axis

[IEV 561-01-03]

3.72
piezoelectric ceramic resonator

a ceramic element with electrodes capable of vibrating in a specific mode. Leads may be

attached to the electrodes.

[IEC 40642]

3.73
piezoplectric resonator unit
a unitlcomprizing a piezoelectric crystal or piezoelectric ceramic

[IEV §61-01-09, modified]

3.74
piezo(FIectric stiffened mode of vibration

a mode of vibration in which, in the ideal stiffe
directlon of elastic wave motion and i
boundary conditions

[IEV §461-02-06, modified]

3.75
piezoplectric unstiffened

logure

ctric field is parallel fo the
otion through the elegtrical

a mode of vibration, in phichN f ed mode, the electric field is perpendiclilar to

the difection of elastic i d¥Mas o influence on the pattern of motion

[IEV §61-02-05] Q

3.76
pulling sensitiyi
S
a staje
capaditahce regli Q praduce that change

[IEC 40122-1

3.77

f load resonance frequency divided by the change in load

quality-factorfor-a—seriesresonance—circtit {fof-aresonator)

is a representation of merit commonly used and is defined by

2T[fr_1

L
Ry
where

fr is the resonance frequency;

L, is the motional inductance;

R4 is the motional resistance.
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résonateur quart d’onde
résonateur caractérisé par tout mode guidé dont la distribution du champ va selon une onde
stationnaire du quart de la longueur d’onde

[CEI 61338-1-1]

3.79

température de référence
température, mesurée sur I'enveloppe a laquelle certaines mesures sont faites au résonateur

NOTE

gammsg
référen

[VEI 5

3.80
écart

B

S
rappo
réson
soit:

[VEI §

3.81
fréqu
Jr

fréqug
des ¢

[VEI §

3.82

fréqu
fréqug
I’éner

[CEI

ruul IUD IUbUIIGlUUID a lUIIIpUIaluIUD bUIII.IUIUUD Iq lUIII'JUIaI.uIU L.IU IUIUIUIIL/U UD\ IU |JUIIIl IIIIIIC
de températures controlées. Pour les résonateurs a températures non controlé
ce est habituellement (25 + 2) °C.

61-02-24, modifiée, CEl 60122-1, CEl 61019-1-1]

relatif entre fréquences

't de la différence entre la fréquence de résoma

bnce série fg dans le mode de vibration spé

61-02-20]

bnce de résina ce
nce la plus &e
pnditions spégj

61-02-08

jie magne ique stockée dans le résonateur

13381-1]

de la
ure de

ce de

série,

dans
ire

2gale a

3.83

résistance de résonance

Ry

résistance équivalente du résonateur piézoélectrique seul a la fréquence de résonance f,

[VEI 561-02-25]

3.84

capacité paralléle

Co

capacité de la branche paralléle du circuit equivalent

[VEI 561-02-33]
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3.78

quarter wavelength resonator

resonator characterised by any guided mode field distribution with standing wave of a quarter
wavelength

[IEC 61338-1-1]

3.79

reference temperature

the temperature, as measured on the enclosure, at which certain resonator measurements are
made

NOTE | For controlled temperature resonators, the reference temperature is the mid/poin htrolled
temperpture range. For non-controlled temperature resonators, the reference temperaturg is norma ) °C.

[IEV §861-02-24, modified, IEC 60122-1, IEC 61019-1-1]

3.80
relatiye frequency spacing
BS
the ratio of the difference between the parallel re series

resongnce frequency f in a given mode of vibration/

[IEV §61-02-20]

3.81
resonfance frequency
Jr

the lower of the@ zoetectric resonator vibrating alone under specified
condifions, at whi :

[IEV 5§61-02-08,

3.82
resonance
frequen
magnetic e

erage

[IEC §1338=¢-1]

3.83
resonance resistance

Rr

the equivalent resistance of the piezoelectric resonator alone at its resonance frequency, f,

[IEV 561-02-25]

3.84

shunt capacitance

Co

the capacitance in parallel with the motional arm of the equivalent circuit

[IEV 561-02-33]
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3.85

culot

support de quartz dans lequel le résonateur a cristal est enfiché et qui assure la fixation de ses
connexions électriques

[CEI 60122-1, modifiée]
3.86

résonance parasite
fréquence de résonance autre que la fréquence associée a la fréquence de fonctionnement

[CEI gt0to=1=1}

3.87
suppression de résonance parasite

différgnce entre le niveau maximal des résonances parasites et
minimjal

ertion

[CEI §1019-1-1]

3.88
gamnje de températures de stockage
intervalle des températures a l'intérieur duquel le
sans entrainer aucune modification pe
spécifiiées

tocké,
drances

[VEI §61-02-23, modifiée]

3.89
résonateur a ligne tri-plague
résongteur diélectrique saractérisé pa Ation du champ en mode TEM. Sa strycture

est ur] guide de ligpe t
[CEI 61338-1-1]6
3.90
onde
OAS

onde
décro

litude

[VEI §

3.91
réson
ROAS

résonateur utilisant les réflexions multiples des ondes acoustiques de surface

[CEl 61019-1-1]

3.92

tolérance de fréquence dans l’intervalle de températures

écart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d’'un résonateur piézoélectrique a
I'intérieur d’un intervalle de températures spécifié par rapport a sa fréquence de fonction-
nement a la température de référence

[VEI 561-02-18, modifiée]
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3.85
socket

component into which a resonator is inserted to hold the unit and to provide electrical

connection

[IEC 60122-1, modified]

3.86
spurious resonance

a state of resonance of a resonator other than that associated with the working frequency

[IEC gtoto=t=1}

3.87
spuripus resonance rejection

the difference between the maximum level of spurious resonances

attenyation

[IEC §1019-1-1]

3.88
storage temperature range

the range of temperatures within which the re
permanent deviation in the performancg’t

[IEV §61-02-23, modified]

3.89
stripline resonator
dielectric resonator chara
waveguide of finite len

[IEC E1338-1-1]Q

3.90
surfage acoustic
SAW
acou
deca

[IEV §61-06~Q

3.91
surfage{acoustic wave resonator
SAW

stored, without causin

ield distribution. The structure is a st

ertion

g any

ripline

which

a resonator using multiple reflections of surface acoustic waves

[IEC 61019-1-1]

3.92
tolerance over the temperature range

the maximum permissible deviation of the working frequency of piezoelectric resonator within a
specified temperature range from its working frequency at the specified reference temperature

[IEV 561-02-18, modified]
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résonance parasite transversale
résonance parasite causée par l'excitation des modes transverses d’ordre plus élevé qui
apparaissent a des fréquences légérement plus élevées. Il est désirable d’apodiser le trans-
ducteur interdigité pour adapter le profil du mode transverse désiré

[CEl 61019-1-1]

3.94

résonateur diélectrique en mode TE

TE

:2003

réson
possé

[CEI

3.95
réson
TEM
réson
distorsi

[CEI

3.96
indug

fréqug

[CEI §

3.97
réson
réson

[CEI 6

3.98

facteuir de

oy
facted
blindg

[CEI §

bteur diélecirique caractérisé par un mode electiromagnélique transverse (mode
dant habituellement un facteur de qualité a vide élevé

1338-1-1]

ateur diélectrique en mode électromagnétique

1019-1-1]

ateura O
hteur a OA

1019-1-1]

ée et de sortie

onateur diélectrique y compris le support et les conductey
énergie dissipée par les circuits externes

133871-1]

3.99

réponse indésirable
résonance a une fréquence autre que la fréquence associée au mode de vibration destiné a
I'application concernée

[VEI 561-02-28, modifiée, CElI 60642, modifiée]

E) et

ont la

a la

rs de
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